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PredloZena bakaldtska prace se zabyva studiem ionizacniho poSkozeni mikroelektronickych struktur
monolitickych detekénich ¢ipi X-CHIP-02 a X-CHIP-03 navrZenych na FJFI CVUT a vyrobenych ve 180
nm Sol CMOS technologii. Ozarovani probihalo v radia¢ni rovnovaze nabitych castic (charged particle
equilibrium) dle normy ESCC Basic Specification 22900 za pouziti zafiCe *Co s davkovym piikonem
16.2 Gy/min a navazuje na predchozi studie této technologie.

S expanzi kosmickych aktivit a s ni spojenou potfebou monitorovat kosmické pocasi a radiacni pole vznika
poptavka po nové generaci kompaktnich radiacné odolnych detektorii schopnych monitorovat toky a spektra
elektrond, protonti a tézkych iontti v kosmickém prostoru. Diky dostupnosti modernich mikroelektronickych
technologii je moZné vytvorit detektor, ktery je schopny urcit nejenom standardni integralni dozimetrické
veli¢iny, ale umozni také identifikovat druh a drahové parametry jednotlivych prolétavajicich castic ve
velkych dynamickych rozsazich deponované energie a jejich toku.

Takovéto detektory jsou v soucasnosti velice Zadané kosmickymi agenturami a systémovymi integratory,
protoZze jsou vhodné nejenom pro lokadlni monitorovani radiacni situace na orbité Zemé nebo v
meziplanetarnim prostoru, ale pfi zapojeni do jiZ existujicich monitorovacich siti 1ze z nich extrahovana data
vyuzit také ke zpresfiovani modeli kosmického pocasi. Téma prace je tudiZ vysoce aktualni, zavéry této
studie byly vyuZity pro navrh nové generace detekcnich Cipti SpacePix2 optimalizovanych pro kosmickou
dozimetrii a které mimo jiné poleti na orbitu jako soucast mise VZLUSAT?2.

Vlastni prace se sklada z Gvodu, péti kapitol a zavéru. Autor se v prvni kapitole vénuje popisu zdrojti zafeni
na orbité Zemé. Druhé kapitola je vénovana principtim detekce ionizujiciho zafeni a popisim detekcnich
¢ipt, které byli testovany. V dalSich kapitolach autor popisuje interakce ionizujiciho zafeni s hmotou a
diskutuje mechanismy radiac¢niho poSkozeni polovodicovych struktur. Pata kapitola je vénovana vlastni praci
autora, charakterizaci ¢ipii X-CHIP-02 a X-CHIP-03 se zdrojem ®Co. V zavéru se nachézi rekapitulace
vysledkd.

Obecné lze konstatovat, Ze student prokazal vlastni iniciativu, schopnost aktivné pracovat s odbornou
literaturou a samostatnost pri feSeni problémii spojenych s analyzou dat. Vysledky méfeni testovacich
struktur jsou extrahované parametry tranzistord, které jsou prezentovany v zavislosti na absorbované davce a
annealingu, coZ je umoZni porovnat s vlastnostmi jinych srovnatelnych technologii. Pfi méfeni a vytvareni
pridruZeného software pro analyzu si student osvojil Sirokou odbornou tematiku kiemikovych detektort a
bez vétSich problémi zvladl origindlni a naro¢né téma. Bakalafska prace je nadstandardni rozsahem a je
zpracovana na odborné urovni odpovidajici etapé studia a znalostem zacinajiciho vyzkumnika. Obcasné
preklepy nepovazuji z hlediska informacni hodnoty za dtlezité. Vetsi peclivost by si zaslouzila dle mého
nazoru kapitola vénovana radiacnim efekttim ionizujiciho zafeni na polovodicové struktury a diskuze nad
vysledky, ovSem s pfihlédnutim k okolnostem, ve kterych byla prace pfipravovana, a k naroc¢nosti daného
tématu, nepovazuji tyto nedostatky za zasadni.

Studentovy vysledky se stanou zakladem pro dalSi publikace v relevantnich casopisech. Na zakladé
uvedeného konstatuji, Ze Vaclav Trlicik tispéSné zpracoval zadané téma. PfedloZena prace spliiuje poZadavky
kladené na bakalarskou praci a hodnotim znamkou B ,,velmi dobre“.
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